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アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ

�� テスト設計意図テスト設計意図

�� テストテスト設計ドキュメントの説明設計ドキュメントの説明

�� テスト設計成果物一覧テスト設計成果物一覧

�� 各ドキュメントの各ドキュメントの概要概要

�� テスト設計文書作成までの流れテスト設計文書作成までの流れ

�� 各項目の記載内容と関連性各項目の記載内容と関連性

�� テスト設計文書作成までの流れテスト設計文書作成までの流れ

�� アピールポイントアピールポイント
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テストテストテストテスト設計意図設計意図設計意図設計意図テストテストテストテスト設計意図設計意図設計意図設計意図

�� 仕様分析から、技法適用、テスト仕様実装ま仕様分析から、技法適用、テスト仕様実装ま
でをテスト設計と定義した。でをテスト設計と定義した。

�� 全ての仕様を網羅せず普段現場で適用して全ての仕様を網羅せず普段現場で適用して
いるテスト設計方法や流れが分かる程度としいるテスト設計方法や流れが分かる程度とし
た。た。

�� テスト分析テスト分析//基本設計は、湯本氏の基本設計は、湯本氏の““ゆもつよゆもつよ
メソッドメソッド””を参考にしている。を参考にしている。

�� 詳細設計以降を重点的に説明する詳細設計以降を重点的に説明する
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テストテストテストテスト設計設計設計設計ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの説明説明説明説明テストテストテストテスト設計設計設計設計ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの説明説明説明説明
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テストテストテストテスト設計成果物一覧設計成果物一覧設計成果物一覧設計成果物一覧テストテストテストテスト設計成果物一覧設計成果物一覧設計成果物一覧設計成果物一覧

文書ID 文書名 ファイル名
TEJST-01 テストプロジェクト計画書 対象外
TEJST-02 プロセスフローダイヤグラム 対象外
TEJST-03 テスト分析シート Testspec_analyzed_sheet
TEJST-04 テスト設計図 Test_design_diagram
TEJST-05 テスト設計仕様書 Test design specification
TEJST-06 問い合わせ票
TEJST-07 テストケース仕様書 対象外
TEJST-08 テスト手順仕様書 対象外
TEJST-09 テスト実行履歴 対象外
TEJST-10 テスト結果報告書 対象外
TEJST-11 プロジェクト完了報告書 対象外
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各各各各ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの概要概要概要概要各各各各ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの概要概要概要概要
�� テスト分析シートテスト分析シート

�� 仕様単位の抜出しとテスト目的仕様単位の抜出しとテスト目的//方針の検討方針の検討

�� テスト全体像のレビューテスト全体像のレビュー

�� テスト技法の選択テスト技法の選択

�� テスト設計図テスト設計図
�� テスト条件の同値クラス化（ズームインテスト条件の同値クラス化（ズームイン//アウトアウト))

�� テスト技法の適用テスト技法の適用

�� テスト設計仕様書テスト設計仕様書
�� テストデータテストデータ//環境環境//手順設計手順設計

�� 問い合せ票問い合せ票
�� 仕様への疑問点や欠陥などを列記（仕様への疑問点や欠陥などを列記（BTSBTSの代替え）の代替え）
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テストテストテストテスト設計文書作成設計文書作成設計文書作成設計文書作成までのまでのまでのまでの流流流流れれれれテストテストテストテスト設計文書作成設計文書作成設計文書作成設計文書作成までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ

テスト計画テスト計画 テスト詳細
設計

テスト詳細
設計

テスト実装テスト実装テスト分析テスト分析

テスト計画書テスト計画書 テスト分析シートテスト分析シート テスト設計仕様書テスト設計仕様書

テスト設計図テスト設計図

テストケーステストケース

テスト手順仕様書テスト手順仕様書

範囲外範囲外
範囲外範囲外

テスト設計テスト設計

分析と設計の工程分割は少し曖昧分析と設計の工程分割は少し曖昧

技
法
適
用

技法無し
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要求ID要求ID

要求要求

タイトルタイトル

設計方針設計方針

テストタイプテストタイプ

テストカテゴリテストカテゴリ

テスト技法テスト技法

テストケース条件テストケース条件

確認したい出力確認したい出力

テストテストテストテスト分析分析分析分析シートシートシートシートテストテストテストテスト分析分析分析分析シートシートシートシート

テスト仕様IDテスト仕様ID

仕様分析仕様分析

テスト環境テスト環境

テスト条件テスト条件

テスト手順テスト手順

期待結果期待結果

仕様分析仕様分析

テスト設計図テスト設計図

テスト仕様テスト仕様

テスト仕様IDテスト仕様ID

テスト仕様テスト仕様

テスト仕様IDテスト仕様ID

設計方針設計方針

テストデータ、手順、
環境設計に重点

仕様分析、同値クラス（ズー
ムイン/アウト)、技法適用テ

ストモデリングに重点

各文書各文書各文書各文書のののの記載項目記載項目記載項目記載項目とととと関連性関連性関連性関連性各文書各文書各文書各文書のののの記載項目記載項目記載項目記載項目とととと関連性関連性関連性関連性

テストテストテストテスト設計図設計図設計図設計図テストテストテストテスト設計図設計図設計図設計図 テストテストテストテスト設計仕様書設計仕様書設計仕様書設計仕様書テストテストテストテスト設計仕様書設計仕様書設計仕様書設計仕様書
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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テストテストテストテストのののの集約化集約化集約化集約化テストテストテストテストのののの集約化集約化集約化集約化

�� 要求仕様の重複部分のテストを集約していく要求仕様の重複部分のテストを集約していく
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タイトル 仕様 タイトル 設計方針（確認したい仕様項目）

アイドルの状態で、
蓋を閉じたら、水位
を確認し、条件に合
えば沸騰行為をす
る。

11 蓋センサが3sec以上ONとなっ
たら、蓋が閉じられたと判断す
る。

蓋が綴じた状態の判定確認 010 蓋を閉じてから3sec以上で閉じられたと判
断できている事を確認する

21 蓋が閉じられ、水量が適正な
場合、沸騰行為をする。

蓋を閉じてからの沸騰行為遷移確
認

010 蓋が閉じられてから条件に合致すれば沸
騰行為に遷移することを確認する。

31 蓋が閉じられても、水量が異
常な場合、状態はアイドルの
ままである。

蓋を閉じてからの沸騰行為遷移確
認

010 蓋が閉じられても条件に合致すれば沸騰
行為に遷移しないことを確認する。

一つの

テストとし
て集約

一つの

テストとし
て集約

分析分析分析分析シートシートシートシート
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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要件要件要件要件からからからからテストケーステストケーステストケーステストケースまでのまでのまでのまでのトレーサビリティートレーサビリティートレーサビリティートレーサビリティー要件要件要件要件からからからからテストケーステストケーステストケーステストケースまでのまでのまでのまでのトレーサビリティートレーサビリティートレーサビリティートレーサビリティー

要求ID要求ID テスト目的テスト目的

テスト仕様IDテスト仕様ID

テスト分析シートテスト分析シート

テスト設計仕様書テスト設計仕様書

テストタイプテストタイプ
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化

�� 分析シートで識別されたテストケース条件の分析シートで識別されたテストケース条件の
詳細化詳細化

�� テストの目的によりテスト条件テストの目的によりテスト条件//同値クラスを同値クラスを

ズームイン・ズームアウトしていくズームイン・ズームアウトしていく

�� 指定されたテスト技法を適用し、指定されたテスト技法を適用し、CFDCFD流れ図流れ図

や原因結果グラフ、状態遷移図などのモデルや原因結果グラフ、状態遷移図などのモデル
を記述しながら仕様の漏れ等を検討していくを記述しながら仕様の漏れ等を検討していく
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仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化

仕様整理

同値クラス化
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仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化仕様仕様仕様仕様ををををテストテストテストテストしししし易易易易いようにいようにいようにいようにモデルモデルモデルモデル化化化化

テスト設計図テスト設計図
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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テストケーステストケーステストケーステストケース実装実装実装実装をををを容易容易容易容易ににににテストケーステストケーステストケーステストケース実装実装実装実装をををを容易容易容易容易にににに
テスト設計仕様書テスト設計仕様書

テストケースは、仕様書からコピペでOK！
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アピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイントアピールポイント

�� テストの集約化テストの集約化

�� 要件からテスト仕様要件からテスト仕様((ケースケース))までのトレーサビまでのトレーサビ

リティー確保リティー確保

�� 仕様をテストし易いようにモデル化し残す仕様をテストし易いようにモデル化し残す

�� テストケース実装が容易になるようにしたテストケース実装が容易になるようにした

�� テスト仕様の保守性確保テスト仕様の保守性確保
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仕様変更仕様変更仕様変更仕様変更へのへのへのへの保守性確保保守性確保保守性確保保守性確保仕様変更仕様変更仕様変更仕様変更へのへのへのへの保守性確保保守性確保保守性確保保守性確保

�� 設計変更が行われるとテストケースの保守に設計変更が行われるとテストケースの保守に
甚大な工数が掛かる甚大な工数が掛かる

�� テスト実施に必要な情報をテスト設計仕様書テスト実施に必要な情報をテスト設計仕様書
に集約した事により、ドキュメントの保守性をに集約した事により、ドキュメントの保守性を
高めた。高めた。
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テストテストテストテスト手順手順手順手順

テストテストテストテスト条件条件条件条件

期待結果期待結果期待結果期待結果

テストテストテストテスト目的目的目的目的/仕様仕様仕様仕様

テストテストテストテスト環境環境環境環境
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品質特性 テストタイプ テストカテゴリ
機能性 FUN 機能テスト 01 初期化

02 表示
03 XXX

信頼性 RBT 信頼性テスト 01 エージング
02

使用性
効率性
保守性
移植性 POT 移植性テスト 01 旧基板互換性

今回は未定義です。

品質特性品質特性品質特性品質特性ととととテストタイプテストタイプテストタイプテストタイプ品質特性品質特性品質特性品質特性ととととテストタイプテストタイプテストタイプテストタイプ//カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリのののの体系化体系化体系化体系化カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリのののの体系化体系化体系化体系化
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ご清聴、ありがとうございました。ご清聴、ありがとうございました。

Special ThanksSpecial Thanks

ソニーソニーEMCSEMCS東海テック東海テック 安達さん、岩崎さん安達さん、岩崎さん

古賀さん古賀さん

当資料は、発表時より一部、加筆/修正しています。当資料は、発表時より一部、加筆/修正しています。
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参考参考参考参考参考参考参考参考

�� 現場の仕事がバリバリ進むソフトウェアテスト手法現場の仕事がバリバリ進むソフトウェアテスト手法

高橋寿一高橋寿一//湯本剛共著湯本剛共著

http://www.amazon.co.jp/dp/4774127116http://www.amazon.co.jp/dp/4774127116

�� ソフトウェアテストソフトウェアテストPress Vol.10Press Vol.10

「テストの上流設計」「テストの上流設計」

http://gihyo.jp/book/2010/978http://gihyo.jp/book/2010/978--44--77417741--43414341--55
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